








































































































专利名称(译) 辐射探头和检测蛀牙

公开(公告)号 US20050100866A1 公开(公告)日 2005-05-12

申请号 US11/011703 申请日 2004-12-14

申请(专利权)人(译) TERAVIEW有限公司

[标]发明人 ARNONE DONALD DOMINIC
CIBSLA CRAIG MICHAEL

发明人 ARNONE, DONALD DOMINIC
CIBSLA, CRAIG MICHAEL

IPC分类号 G01N21/17 A61B1/04 A61B5/00 A61B6/14 A61B10/00 A61C19/04 G01N21/27 G01N21/35 G01N21/49 
G01N21/59 A61C5/00 A61C3/00

CPC分类号 A61B1/042 A61B5/0088 A61B5/417 A61B6/145 A61B2562/0238 G01N21/3577 G01N21/3581 G01N21
/49 G01N21/59 G01N21/3563 A61B2562/085

优先权 1999017407 1999-07-23 GB

其他公开文献 US8027709

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

用于检查样品（1）的探针组件，该组件包括探针（13），用于将信号传
递到探针（13）和/或从探针（13）传递信号的通信装置（9,11），用于
发射辐射的发射器（9）照射样品（1）和电磁辐射检测器（13），用于
检测从样品（1）透射或反射的辐射。发射器（9）包括频率转换构件，
该频率转换构件响应于被输入辐射照射而发射辐射，所述输入辐射具有
与发射的辐射的频率不同的频率。发射器或检测器中的至少一个位于探
头中。探头特别用作内窥镜或用于成像牙齿。本发明还扩展到成像牙齿
的方法和用于对患病牙齿成像的装置，例如，具有龋齿或患有牙周病的
牙齿。
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